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一产品特点： 

※ 支持热拔插，可直接插读卡器与电脑连接测试。 

※ 同时兼容：东芝、三星、海力士、Intel 、Sandisk( 新帝) 等所有同样封装的4BIT 、8BIT eMMC 闪存记忆

体。如图示 (只需相应PIN 脚定义一样 )； 

 
 ※ 同时兼容 169-FBGA 153-FBGA , 不同尺寸IC(11.5x13,12x16,12x18,14x18mm), 可自行更

换限位框实现通用性降低使用成本。 

 ※ 采用日本进口双头探针，性能稳定使用寿命长，使用寿命是同类产品的10倍以上； 

 ※ 维护方便，不良探针可更换，重复利用率较高，降低使用成本。 

 ※ 兼容有球无球测试，通用性好，降低使用成本。 

 ※ 采用手动翻盖式结构,操作方便简单。 

 ※ 采用浮板结构,定位精确,取放IC方便，工作效率更高。 

 ※ 可进行测试和低级格式化。 

 

 



 

二测试 

1 （1）选择和IC尺寸相同的限位框按方向装在浮板上(标配限位框为 14X18，11.5X13 12X16 

12X18 )（如图示）。 

2 按方向平放入限位框内,合上socket上盖。 

3 （3）选择相对应的电压,本测试治具默认电压为3.3V，如果要求为1.8V请把跳帽到2～3 位置，

如下图： 

 

 



 

（4）选择和IC相应的位数,本测试治具默认值位8BIT,如果是4BIT的,请把四位开关全部拨到OFF位

置，如下图： 

 

（5）把eMMC 夹具按方向插在读卡器上，打开相应的测试软件进行测试。 

三、维修与保养 

在使用本产品过程中如发现测试性能不稳定，建议用以下方法解决： 

a) 用手按下浮板使探针露出,用防静电刷轻刷几遍，去除杂质,使其接触良好;  

b) 用手按下浮板使探针露出,检查探针是否有歪和断头现象,如有此现象请按图示把相应不 

良探针更换。 

 



c) 如发现有大面积接触不良，请与我们联系。 

d) 严禁用天那水、有机溶剂，浸泡、清洗。                                                            

e) 长时间不使用时，请用防静电袋密封保存，避免灰尘落入，影响产品测试性能。 

四、技术支持 

对于eMMC夹具，我们提供了全方位的技术服务，您有任何问题请及时与我们取得联系,我 

们以最快的速度给予技术支援。针对eMMC闪存记忆体，我们推出了另外两种增值服务：A、eMMC 闪

存记忆体再利用：比如说eMMC IC 主控损坏，通过我们公司的＂基于Ｕ盘测 

试夹具＂测试后可以将闪存部分没有损坏的eMMC IC用作Ｕ盘FLASH；B、我们最近推出一

拖四、一拖八NAND Flash烧录器，可以实现eMMC闪存记忆体的烧录；为客户提供了一种快速烧

录的新选择； 

服务专线：13714198374   （陈英姿）         

电话：86 - 755 – 27340793-124         

传真：86 - 755 - 27340798            

邮编：518126                  

E-mail：chenyz@icsocket.net          

网址：http://www.kzt.cc  

深圳凯智通微电子技术有限公司 
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